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Mikroskop autokolimacyjny stluzy do szyb-
kiego i dokladnego pomiaru promieni socze-
wek. Wprowadzenie Kklinéw koincydencyjnych
zwieksza zakres i dokladno$¢ pomiaru oraz
ulatwia obserwacje.

Na rysunku fig. 1 przedstawia schemat ukla-
du optycznego, a fig. 2 — kliny koincydencyj-
ne. :

Pomiedzy obiektywem 1 a okularem 6 umie- -

szczone sg kliny koiuncyde‘ncyjne w ten sposob,

ze dwusieczna kata ostrego utworzonego przez

powierzchnie przeciwprostokatne klinéw _ po-
krywa sie z plaszczyzng ogniskows -obiektywu
mikroskopowego. Krzyz ogniskowy 3 projektu-
je sie na powierzchnie mierzong po odbiciu od
zwierciadla polprzepuszczalnego 2. O§ optycz-
na jest zalamana o 90° na pryzmacie 4, na kto-
rym naklejane sg kliny koincydencyjne 5.
Z korpusem mikroskopu potaczony jest'sztyw-
nie ckular odczytowy 7, pozwalajgcy odczytac
wielko$¢é mierzonego promienia na skali 8. Do-

*)  Wiasciciei = patentu oswiadczyl, ze twdrca

wynalazku jest Henryk Ochman.

kladnos¢ pomiaru promieni mikroskopem™ au-
tokolimacyjnym bez Kklindw koincydencyjnych
zalezy od gtebi ostrosci mikroskopu

e 0,000275

= b. sin U - sin? U

gdzie G — glzbia ostrosci, e — zdolnos¢ roz-
dzielcza oka w minutach, b — powigkszenie
mikroskopu, sin U — apertura.

W wypadku, gdy przedmiot obserwowany
znajduje sie w plaszezyznie przedmiotowej}
z dokladnoscia + G, a zatem jest jeszcze wi-
dziany ostro, kliny umieszczone w wyzej opi-
sany sposOb spowodujg rozdwojenie obrazu
wzdtuz linii ich styku. Przesuniecie obrazow
widzianych przez jeden jak i drugi klin okre-
§la sie dla érodka pola widzenia wzorem

cos?d
dY = 2. G. b - box e sin/d~1/,
gdzie sin d = n.sin f, f — poldwka kata utwo-

rzonego przez przeciwprostokatne powierzehnie
klinow. ‘
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Dzieki temu, ze obserwuje sie teraz nie
ostroéé obrazu a koincydencje, mozna zwigk-
20-krotnie

.szyé dokladnoé¢ pomiaru przeszio

przy zadanei aparaturze, stosujac kliny koin=
cydencyjne. Mozna stad zmniejszy¢ aparature,
zatem ogniskowa obiektywu

mi-

powiekszyé
kroskopowego i rozszerzyC zakres pomiaru.
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Zastrzezenie patentow-e
Mikroskop autokolimacyjny do pomiaru
krzywizn i badania sprawdzianow na sfere,
znamienny tym, Ze w plaszczyznie ogniskowey
mikroskopowego obiektywu umieszczone sg kli-
ny koincydencyjne.
Polska
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